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Resumen

Cuando los ejes de ferrocarril fallan, las consecuencias
pueden ser desastrosas. Por razones de seguridad, los ejes
macizos de ferrocarril deben inspeccionarse periddicamente
mediante métodos de ensayos no destructivos (NDT) para
detectar grietas por fatiga orientadas transversalmente.

Sila inspeccién se efectta desde las superficies laterales
del eje, los métodos como los ensayos ultrasénicos (UT)

o los ensayos de particulas magnéticas (MT) requieren la
recmocién de recubrimiento, pintura y de los accesorios,
tales como los discos y engranajes de freno, para permitir
el acoplamiento adecuado de la sonda o dispositivo de
inspeccion.

Si la inspeccién debe hacerse desde la cara frontal del eje,
solo serd posible utilizar el método de ensayo ultrasénico (UT)
porque es el inico que puede penetrar varios milimetros en
el interior del material. Desafortunadamente, las soluciones
basadas en UT tradicional no logran la mayor probabilidad
de deteccién (POD). Ello se debe a que minimizar la cantidad
de dngulos de inspeccion y transductores puede hacer que
la inspeccidon no sea 6ptima. Ademds, podrian requerirse
muchas configuraciones y kits especificos para realizar las
distintas tareas de inspeccion.

Solucién

Gracias a su capacidad de conduccion sectorial, los equipos
de ensayo mecanizados para ejes macizos (SAMT) de
Waygate combinan varias sondas convencionales en una




Unica sonda de matriz en fase (phased array, o PA). Esta
solucién flexible permite lograr los dngulos de conduccion
requeridos para cubrir de manera 6ptima toda la superficie
lateral del eje. De esta manera, se logra una inspecciéon mas
fiable dado a que la Gnica sonda PA del SAMT genera un
riesgo menor de pérdida del acoplamiento UT.

La combinacién del SAMT con las capacidades multigrupales
de nuestro detector de defectos de matriz en fase Mentor UT
permite que los operadores apliquen dngulos y grupos de
conduccidn definidos para resaltar los defectos con respecto
a las indicaciones de geometria. Esta capacidad se traduce
en evaluaciones de inspeccién mas fdciles e informativas.

Esta solucion ayuda a reforzar la POD y, en Ultima instancia,

a mejorar la seguridad del eje, mediante su capacidad de
ajuste fino del dngulo de conduccidn, la evaluacién mejorada
de la extensién de defectos (a través de vistas adicionales
de escaneo B) y la grabacién completa y dindmica de datos
para su posterior procesamiento y trazabilidad.

Caracteristicas/ventajas clave

» Escaneo B combinado de todos los grupos en preparacion.
Posibilidad de grabacién de escaneo A completo.

« Acoplamiento magnético dentro de orificio central del eje
mediante un cono intercambiable.

+ Rotacién manual de la sonda en aproximadamente 370°.

+ Grabacién de datos relacionados con la posicién gracias
a un codificador integrado.

« La resolucién circunferencial méxima es de 1 (un) grado.

« Transductor de matriz en fase con 32 o 16 elementos
en 2 0 4 MHz con una zapata de 0°. Ambos pueden ser
reemplazados por el usuario.

« Cobertura de 55 % de la longitud del eje desde un extremo
(tipico 1,2 m).

- Eltiempo de inspeccion es inferior a 5 minutos para un eje
completo (2 ensayos), segun los requisitos de UT.

Capacidad de funcién grupal de Mentor UT

Los grupos permiten el filtrado de la informacion, ajustes
personalizados, evaluaciones mejoradas y menos exigencias
para el operador o evaluador. Cada grupo es completamente
independiente con respecto a:

- ajustes de escaneo A
« leyes de retardo (rango de barrido)

Se deberia definir un dnico conjunto de grupos para cubrir
de manera 6ptima las dreas criticas del eje.

El Mentor UT permite adoptar flujos de trabajo (aplicaciones)
definidos por el usuario para obtener una guia paso a paso
a través del proceso de inspeccidn para lograr inspecciones
coherentes en cada instancia.

Ndmeros de piezas

0600520 Sonda; SAMT 4 PA32
0600512 0162476 Kit de cono; SAMT 90°
Sistema SAMT . i
Basico de 4 MHz 0162459 Zapata; SAMT 100-180 mm
0162460 Zapata; SAMT 90-100 mm
0600558 Sonda SAMT 4 MHz PA16
Accesorios 0600585 Sonda SAMT 2 MHz PAI6
adicionales 118M1844 Médulo de presentacién (Mentor UT)

Mentor-UT-ADAP32-T  Adaptador; Mentor UT 32 ch/Tyco
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